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摘要(译)

超声波诊断装置(1)通过放电机构(4)使极性交替地反转而在超声波振动器
(20)的电极间多次施加Collapse电压以上的波高值的放电脉冲，加速超声
波振动器(20)的振动膜中蓄积的电荷的放电，可以使收发灵敏度偏置迅速
接近于0。电荷的放电可瞬间进行。即，可迅速校正因DC偏压的施加而
流入到电极间振动膜的电荷的时效蓄积所引起的收发灵敏度漂移。
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